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(57)摘要

一种触摸屏测试装置，所述触摸屏包括分布

于网格矩阵各边缘的若干个信号触点以及与各

该信号触点一一对应的若干个引脚，该触摸屏测

试装置包括：测试转接头，其一端包括与所述若

干个引脚对应的第一端子，其另一端包括若干个

第二端子，各所述第一端子对应于一第二端子；

测试电路，其包括若干个分支电路，各该分支电

路包括第一信号接入点、第二信号接入点、电源、

开关及发光二极管。本发明的触摸屏测试装置，

测试速度快，能直观地观察到测试结果，无需使

用万用表的两表针分别直接触摸柔性电路板上

相应的两个引脚，避免了上述测试不容易定位，

容易扎坏柔性电路板及测试耗时的问题。
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1.一种触摸屏测试装置，所述触摸屏包括分布于网格矩阵各边缘的若干个信号触点以

及与各该信号触点一一对应的若干个引脚，其特征在于，该触摸屏测试装置包括：

测试转接头，其一端包括与所述若干个引脚对应的第一端子，其另一端包括若干个第

二端子，各所述第一端子对应于一第二端子；

测试电路，其包括若干个分支电路，各该分支电路包括第一信号接入点、第二信号接入

点、电源、开关及发光二极管，各所述第一信号接入点、第二信号接入点分别一一对应于所

述第二端子，测试位置相对的两个信号触点，所述电源正极连接所述第一信号接入点，所述

开关与所述电源负极连接，所述发光二极管的负极连接所述开关，发光二极管的正极连接

所述第二信号接入点，所述各分支电路还包括第一接口及第二接口供万用表的两表针插

入，所述第一接口设于开关与电源负极间，所述第二接口设于发光二极管正极与第二信号

接入点间。

2.根据权利要求1所述的触摸屏测试装置，其特征在于，所述测试转接头与所述测试电

路整合为一体。

3.根据权利要求1所述的触摸屏测试装置，其特征在于，所述测试转接头与所述测试电

路为相互独立的元件。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的触摸屏测试装置，其特征在于，所述测试电路包

括30个、35个或50个分支电路。

5.根据权利要求1所述的触摸屏测试装置，其特征在于，所述电源为3.3V。
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触摸屏测试装置

【技术领域】

[0001] 本发明涉及一种测试装置，具体是涉及一种触摸屏测试装置。

【背景技术】

[0002] 随着科技日新月异的发展，触摸屏显示器越来越广泛地被人们日常生活应用，例

如，应用于手机、笔记本电脑、PDA、数码相机等很多电子产品中，也越来越受到人们的青睐。

[0003] 对于触摸屏功能的实现，依赖于对触摸屏上软性电路板多个引脚的控制，在触摸

屏出现异常时，需要测试每组信号触点的状况，确定是否导通。请参阅图1，图1绘示一种触

摸屏的结构示意图。触摸屏10划分为网格矩阵11，网格矩阵11各边缘的若干信号触点12与

软性电路板13上的若干引脚14一一对应。在检测时，需要对图1中触摸屏10所划分的网格矩

阵11做每一行和每一列的测试，以图中14行、16列为例，则需要做30次测试，以确定每一行

和每一列所形成的组是断路还是导通。以其中第一列为例，则需要测试Y01信号触点12与

Y02信号触点12所形成的组是否正常，即需要测试与Y01信号触点12、Y02信号触点12分别对

应的引脚14。

[0004] 目前，在进行测试时，通常采用万用表对网格矩阵11进行确认，使万用表的两表针

分别直接触摸柔性电路板13上相应的两个引脚14。然而，由于引脚14较密集，引脚14之间的

距离特别小，而且引脚14的宽度仅有0.15mm，因此在测试时，不容易定位，还容易扎坏柔性

电路板13；而且，还需要查找相对应的两个引脚14，测试特别耗时。

[0005] 有鉴于此，实有必要开发一种触摸屏测试装置，以解决上述测试不容易定位，容易

扎坏柔性电路板及测试耗时的问题。

【发明内容】

[0006] 因此，本发明的目的是提供一种触摸屏测试装置，该触摸屏测试装置能够解决上

述测试不容易定位，容易扎坏柔性电路板及测试耗时的问题。

[0007] 为了达到上述目的，本发明的触摸屏测试装置，所述触摸屏包括分布于网格矩阵

各边缘的若干个信号触点以及与各该信号触点一一对应的若干个引脚，该触摸屏测试装置

包括：

[0008] 测试转接头，其一端包括与所述若干个引脚对应的第一端子，其另一端包括若干

个第二端子，各所述第一端子对应于一第二端子；

[0009] 测试电路，其包括若干个分支电路，各该分支电路包括第一信号接入点、第二信号

接入点、电源、开关及发光二极管，各所述第一信号接入点、第二信号接入点分别一一对应

于所述第二端子，测试位置相对的两个信号触点，所述电源正极连接所述第一信号接入点，

所述开关与所述电源负极连接，所述发光二极管的负极连接所述开关，发光二极管的正极

连接所述第二信号接入点。

[0010] 可选地，所述测试转接头与所述测试电路整合为一体。

[0011] 可选地，所述测试转接头与所述测试电路为相互独立的元件。
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[0012] 可选地，所述测试电路包括30个、35个或50个分支电路。

[0013] 可选地，所述各分支电路还包括第一接口及第二接口供万用表的两表针接入，所

述第一接口设于开关与电源负极间，所述第二接口设于发光二极管正极与第二信号接入点

间。

[0014] 可选地，所述电源为3.3V。

[0015] 相较于现有技术，本发明的触摸屏测试装置，由于采用测试转接头与所述触摸屏

的引脚相连，再通过所述测试电路对所述触摸屏进行测试，通过观察测试电路中的发光二

极管是否发亮检测每对信号触点间是否导通，测试速度快，能直观地观察到测试结果，无需

使用万用表的两端分别直接触摸柔性电路板上相应的两个引脚，避免了上述测试不容易定

位，容易扎坏柔性电路板及测试耗时的问题。

【附图说明】

[0016] 图1绘示一种触摸屏的结构示意图。

[0017] 图2绘示本发明触摸屏测试装置的方框图。

[0018] 图3绘示本发明触摸屏测试装置一较佳实施例的分支电路结构示意图。

【具体实施方式】

[0019] 请参阅图1至图3所示，其中图2绘示了本发明触摸屏测试装置的方框图，图3绘示

了本发明触摸屏测试装置一较佳实施例的分支电路结构示意图。

[0020] 于一较佳实施例中，本发明的触摸屏测试装置，所述触摸屏10包括分布于网格矩

阵11各边缘的若干个信号触点12以及与各该信号触点12一一对应的若干个引脚14，该触摸

屏测试装置20包括：

[0021] 测试转接头21，其一端包括与所述若干个引脚14对应的第一端子22，其另一端包

括若干个第二端子23，各所述第一端子22对应于一第二端子23；

[0022] 测试电路24，其包括若干个分支电路25，各该分支电路25包括第一信号接入点26、

第二信号接入点27、电源28、开关29及发光二极管30，各所述第一信号接入点26、第二信号

接入点27分别一一对应于所述第二端子23，测试位置相对的两个信号触点12，所述电源28

正极连接所述第一信号接入点26，所述开关29与所述电源28负极连接，所述发光二极管30

的负极连接所述开关29，发光二极管30的正极连接所述第二信号接入点27。

[0023] 其中，所述测试转接头21与所述测试电路24可为相互独立的元件，如此可以方便

依据不同尺寸的触摸屏10更换所述测试转接头21，进而可以达到所述测试电路24能够有更

好的通用性。当然，所述测试转接头21还可以与所述测试电路24整合为一体。

[0024] 其中，所述测试电路24包括30个、35个或50个分支电路25，分支电路25的个数依据

不同尺寸的触摸屏10所需要测试的信号触点12数量而定。

[0025] 其中，所述各分支电路25还包括第一接口31及第二接口32，所述第一接口32与第

二接口32供万用表的两表针接入，所述第一接口31设于开关29与电源28负极间，所述第二

接口32设于发光二极管30正极与第二信号接入点27间。在进一步需要测试每对信号触点12

间的阻抗是否在规定范围内时，将万用表的两表针分别直接插入第一接口31及第二接口

32，方便万用表直接测试。
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[0026] 其中，所述电源28为3.3V，为发光二极管30供电。

[0027] 请再次参阅图3所示，在测试触摸屏10时，将测试转接头21与触摸屏10的引脚14相

连，再将测试电路24与测试转接头21相连，闭合测试电路24中的所有开关29，观察发光二极

管30是否发亮。如果所有的发光二极管30均发亮，则说明每对信号触点12间均导通；如果其

中有发光二极管30不发亮，则说明相应的信号触点12间不导通，需进一步分析原因。

[0028] 相较于现有技术，本发明的触摸屏测试装置20，测试速度快，能直观地观察到测试

结果，无需使用万用表的两表针分别直接触摸柔性电路板13上相应的两个引脚14，避免了

上述测试不容易定位，容易扎坏柔性电路板13及测试耗时的问题。
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图1
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图2
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图3
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